Disciplina Introducao a Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X - CH
4

Ementa:

Estrutura eletronica de atomos, moléculas e solidos. Interacao de raios-X com a
matéria. Principio de funcionamento da espectroscopia de fotoelétrons excitados por
raios-X (XPS). Instrumentacao para XPS. Referéncia de energia e compensacao de
carga. Interpretacao do espectro: analise qualitativa e quantitativa.

1 -Estrutura eletrénica de atomos, moléculas e solidos

1.1 Atomos multieletrénicos e nimeros quanticos

1.2 Efeito spin-orbita

1.3 Moléculas e ligacdes quimicas

1.4 Solidos: estrutura eletronica, bandas e nivel de Fermi

1.5 Superficies

2 -Interacao de raios-X com a matéria

2.1 Difracao de raios-X

2.2 Efeito fotoelétrico

2.3 Fluorescéncia de raios-X

2.4 Efeito Auger

3 -Principio de funcionamento da espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X
(XPS)

3.1 Relacao entre energia de ligacao dos elétrons e ligacoes quimicas

3.2 Profundidade de medida

3.3 Secoes de choque

4 -Instrumentacao para XPS

4.1 Sistemade vacuo

4.2 Fontes de raios-X
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4.4 Espectrometro

4.5 Instrumentos adicionais

5 -Referéncia de energia e compensacao de cargas

5.1 Referéncia de energia para condutores

5.2 Referéncia de energia para isolantes

5.3 Métodos para compensacao de carga

6 -Interpretacao do espectro: analise qualitativa e quantitativa

6.1 Forma do espectro
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6.6 Efeitos de estado inicial e efeitos de estado final
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